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「認証制度活用事典（第4版）説明会」
－ 電気製品の効果的な認証活動のために －

■主催者名：適合性評価システム委員会
■担当部署：知的基盤部　
■参加者数：大阪約70名、東京約130名

好評だった認証制度活用事典（第3版）の発刊から5年

の歳月が経過したのを機に、大きな規制動向のあった

新興国、地域や潜在的に市場規模の大きい国、地域の

最新法規制、また各国認証制度の最新情報をまとめ、

認証制度活用事典（第4版）として発刊し大阪と東京で

説明会を開催しました。

説明会では社内の適合性評価活動のレベルアップと円

滑な事業展開に貢献できるよう、認証制度活用事典（第

4版）の効果的な活用方法を主に説明、またこれまで適

合性評価システム委員会の活動で得られた情報を提供

しました。

参加者からは実務に直結できる内容の話しで有意義

だったとの感想を多数いただきました。

概　　要

開催日：平成26年11月27日
平成26年12月12日

大阪会場 東京会場
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【司会】大阪：適合性評価システム委員会 国内制度検討WG 主査　薄井 育正 氏（㈱日立製作所）
	 東京：適用性評価システム委員会 副委員長　堀川 明人 氏（パイオニア㈱）

○開会挨拶
　適合性評価システム委員会 委員長　津布子 泰和 氏（ソニー㈱）

○経済産業省挨拶
　経済産業省 産業技術環境局 国際電気標準課長　和泉 章 氏

■第Ⅰ部「認証制度活用事典の効果的活用方法の説明」
○「事典の概要と第4版の改訂ポイント」
　適合性評価システム委員会 第4版編集WG 副主査　黒澤 昌弘 氏（㈱ディーアンドエムホールディングス）

○「技術法規担当者が、社内に認証制度を認識させるための事典活用方法」
　大阪：森定 夏樹 氏（コニカミノルタ㈱）
　東京：小宮 光幸 氏（富士フイルム㈱）

○「技術法規担当部門の新人、中堅、職制それぞれの立場での事典活用方法」
　適合性評価システム委員会 第4版編集WG 副主査　市来 政昭 氏（パナソニック㈱）

■第Ⅱ部「JEITA活動で得られた情報の紹介やロビー活動の紹介」
○「認証制度の域内統一（関税同盟）」
　適合性評価システム委員会 海外制度検討WG 主査　笠原 千花子 氏（キヤノン㈱）

○「新興国の新規認証制度（インド）」
　適合性評価システム委員会 委員長　津布子 泰和 氏（ソニー㈱）

○閉会挨拶
　適合性評価システム委員会 第4版編集WG 主査　村上 芳伸 氏（セイコーエプソン㈱）

プログラム


